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CIRCUIT POUR DETECTER LA PRESENCE OU L ABSENCE D'UN DISPOSITIF DE CARTE IC DE PROXIMITE. 

(§5 La presente Invention concerne une carte IC de proxi- 
mity (PluC). Plus particulierement, la pre*sente invention 
concerne et propose un circuit (30) d'une structure simple 
permettant de detecter la presence ou ('absence d'une 
PICC dans un dispositif de couplage de proximity (PCD) 
pour 6mettre des donn£es sur la PICC et pour en recevoir 
des donnees. Ce circuit comprend une antenne (24) pour 
recevoir un signal de porteuse 6mis en sortie sur une carte 
IC de proximity, un dispositif de detection de composante 
continue (21) pour redresser un signal de porteuse recu de- 
puis Pantenne et pour ddtecter une composante continue du 
signal de porteuse recu et un dispositif ^appreciation de ni- 
veau (31 ) pour determiner le niveau de la composante con- 
tinue d&ectee par le dispositif de detection de composante 
continue et pour appr6cier, lorsque le niveau de la compo- 
sante continue est dans une plage predetermined, qu'une 
carte IC de proximity est pr6sente dans un champ RF. 



ARRlERE-PLAN DE INVENTION 

1 . Domaine de I'invention 

La pr6sente invention conceme de fagon g6n6rale une carte & 
circuit int6gr6 de proximite (ci-aprfes quelquefois abr6g6e en "PICC") et 
5 plus particulferement, un circuit pour d6tecter la presence ou I'absence 
d'une PICC dans un dispositif de lecture/6criture de PICC (ci-apr6s 
abr6g6 en PICC-R/W) pour 6crire des donn6es sur la PICC et pour lire 
des donn6es £ partir de celle-ci. 

2. Description de Tart anterieur 

10 Des standards de PICC sont decrits dans ISO/IEC (International 

Organization for Standardization/International Electrotechnical Commis- 
sion) 14443. Ci-apr£s, en relation avec la pr6sente invention, est 
pr6sent6e une br&ve description concernant une partie de ISO/IEC 
14443 qui conceme une interface de communication de type B pour une 

15 PICC et qui d6crit les propri6t6s et les caracteristiques d'un champ qui 
assure une transmission d'energie et une communication bidirectionnelle 
entre une PICC et un dispositif de couplage de proximite (ci-apr6s 
abr6g6 en PCD) tel que le PICC-R/W. 

(1) Transmission de puissance depuis le PCD a la PICC 

20 Afin d'appliquer une puissance efficace d la PICC dans un champ 

op6ratoire haute fr6quence (frequence RF), une porteuse (pr6sentant 
une fr6quence de porteuse de f c = 13,56 MHz) est transmise depuis le 
PCD a la PICC, suite & quoi la porteuse re$ue est redress6e afin d'ainsi 
g6n6rer une puissance electrique n6cessaire pour un fonctionnement 

25 dans un circuit interne. 

(2) Communication depuis le PCD jusqu'a la PICC 

Le PCD transmet des donn6es £ la PICC en effectuant une 
modulation par sauts d'amplitude (modulation ASK) sur I'amplitude de la 
porteuse avec un taux de modulation de 10% d un d6bit binaire de 
30 donn6es de 106 kbps (kilobits par seconde) (= f c /128). 
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(3) Communication depuis la PICC jusqu'au PCD 

La PICC transmet des donn6es au PCD en r6alisant une 
modulation de charge d'une charge pour la reception de la porteuse & 
une frequence f s (=fc/16) qui est le seiziSme de la frequence de 
5 porteuse pour g6n6rer ainsi une sous-porteuse (dont la frequence 
f s = 847 kHz) puis en effectuant une modulation de phase d deux etats 
(BPSk) sur la phase de la sous-porteuse d un debit binaire de donn£es 
del 06 kbps (=^128). 

La figure 1 reprfesente de manfere sch£matique la constitution 

10 d'un exemple d'une PICC. 

Dans le cas de I'exemple de la figure 1 , deux puces constituant 
respectivement une partie d'unite centrale de traitement (CPU) 1 1 et une 
partie haute frequence (RF) 12 sont incorpor6es dans un corps de carte 
10. En outre, une antenne (AT) 13 enroul£e de fagon similaire £ une 

15 . bobine est dispos€e le long de la p6riph6rie du corps de carte 10. La 
partie de CPU 11 est constitute de ce qui est appel6 un ordinateur 
monopuce et elle inclut une CPU, des m6moires telles qu'une m£moire 
morte ou ROM, une m£moire vive ou RAM et une m6moire morte 
programmable et effa?able eiectriquement EEPROM ainsi qu'une 

20 interface d'entr£e/sortie (I/O). 

La figure 2 repr£sente la constitution d'un exemple de interface 
de communication entre un PCD et une PICC. 

Dans le cas de la communication depuis le PCD jusqu'a la PICC, 
comme il a 6t6 d6crit dans la section mentionn6e ci-avant (2), une partie 

25 de modulation (MOD) 20 du PCD r6alise une modulation ASK de 
Tamplitude d'une porteuse (pr6sentant la fr6quence de porteuse de 
f c = 13,56 MHz) moyennant un taux de modulation de 10%. Puis un 
signal r6sultant est transmis depuis le PCD d la PICC par I'interm6diaire 
tfamplificateurs de sortie 22 et 23 et d'une antenne 24. 

30 A Toppost, dans le cas de la communication depuis la PICC 

jusqu'au PCD, comme il a 6t6 d6crit dans la section mentionn6e ci-avant 
(3), une charge 27 pour la reception d'un signal RF est modifi6e sous la 
commande d'une partie de la modulation (MOD) 29 de la partie RF 12 de 
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la PICC representee sur la figure 1. Puis une modulation BPSK pour 
produire une information de phase binaire (repr6sentant 0 ou 180 
degr6s) est r6alis6e sur une sous-porteuse (dont la frequence f s = 847 
kHz) g6n6r6e par une modulation de charge (conduisant d une 
5 modulation d'amplitude (ci-apres appeiee une modulation AM)). 

Le signal module est transmis au PCD par I'intermediaire d'une 
antenne 26 (qui correspond d I'antenne 13 de la figure 1). Dans la 
r6alite, une partie de detection (DET) 21 du PCD detecte la porteuse qui 
est 6mise en sortie par le PCD lui-m§me et qui a subi la modulation de 

10 charge (y compris la modulation BPSK) r6alisee par la PICC comme 
represents sur la figure 2. 

Une partie de photodetecteur 25 du PCD est utilis6e pour verifier 
la presence de la PICC dans une plage de communication du PCD. Par 
exemple, la partie de photodetecteur 25 est pr6vue dans un detecteur de 

15 carte du PCD et est adaptee pour detecter une PICC qui traverse une 
partie d'insertion de carte qui est plac&e dans une fente de carte en 
utilisant des composants optiques tels qu'une photodiode. 

Comme d6crit ci-avant, dans le circuit d'interface de 
communication classique, un moyen pour verifier la presence d'une 

20 PICC dans la plage de communication du PCD est prevu en tant que 
circuit qui utilise un composant optique autre qu'un circuit 
d'emission/reception de donn6es. Par consequent, le circuit d'interface 
de communication classique a pour inconvenients que le cout de ses 
composants augmente et que Tespace de montage des composants est 

25 limite. Cependant, dans les r6centes annees, les PICC sont devenues 
d'une utilisation etendue de telle sorte que les PICC couvrent maintenant 
un domaine etendu d'application. II existe une demande pressante pour 
que la dimension et le coQt non seulement des PICC mais des PICC- 
R/W soient diminu6s d'autant que possible. Par consequent, en premier 

30 lieu, il est n6cessaire de reduire le nombre de composants d'autant que 
possible. 

En outre, si une plaque de fer est utilis6e au lieu d'une PICC, un 
moyen de detection de PICC classique comprenant la partie de 
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photodetecteur 25 determine qu'une PICC est pr6sente. Dans ce cas, 
une impedance spatiale dans le champ RF devient extraordinairement 
faible du fait de la presence d'un conducteur electrique ou d'une 
substance magnetique telle que la plaque en fer. Par consequent, le 
5 circuit d'interface de communication classique a pour inconvenient que le 
PICC-R/W 6met des porteuses excessives et par consequent, les 
composants electriques sont endommag6s apres la sortie des 
porteuses. 

Par consequent, le circuit d'interface de communication classique 
10 comporte un circuit additionnel 25' qui est utilise pour discriminer la carte 
et qui est dedie d une discrimination d'une PICC par rapport a d'autres 
conducteurs electriques et d f autres substances magnetiques. Ceci 
conduit & une augmentation des coOts des composants mentionnee ci- 
avant ainsi qu'd une augmentation de la limitation de Tespace de 
15 montage. 

RESUME DE L'INVENTION 

Par consequent, au vu des inconvenients mentionn6s ci-avant du 
circuit de detection classique, un objet de la pr6sente invention consiste 
£ proposer un circuit permettant de detecter la presence ou I'absence 

20 d'une PICC, qui realise simultan6ment a la fois la detection de la 
presence ou de Pabsence d'une PICC et la discrimination de la PICC en 
utilisant une structure de circuit simple form6e de maniere £ etre d'un 
seul tenant avec la partie de detection (DET) 21 existante d'une partie 
d'6mission/reception de donn6es, ceci etant different du circuit 

25 d'interface de communication classique oO le circuit 25 dedie a la 
detection de la presence ou de I'absence d'une PICC est forme de 
maniere d etre s6par6 du circuit 25' dedie & la discrimination d'une PICC. 

Afin d'atteindre Tobjet mentionne ci-avant, selon la pr6sente 
invention, on propose un circuit permettant de detecter la presence ou 

30 Tabsence d'une carte IC de proximite. Ce circuit comprend une antenne 
pour recevoir un signal de porteuse qui est 6mis sur une carte IC de 
proximite, un moyen de detection de composante continue pour 
redresser un signal de porteuse re?u depuis I'antenne et pour detecter 
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une composante continue du signal de porteuse regu ; et un moyen 
d'appreciation de niveau pour determiner un niveau de la composante 
continue detectee par le moyen de detection de composante continue et 
pour apprgcier, lorsque le niveau de la composante continue est dans 
5 une plage pr6d6termin6e, qu'une carte IC de proximite est presente 
dans un champ RF. 

En outre, le moyen de detection de composante continue est un 
circuit de detection perrnettant de detecter un signal de sous-porteuse 
qui est envoys depuis une carte IC de proximite et qui est superpose sur 
10 le signal de porteuse. Le circuit de detection 6met la composante 
continue et le signal de sous-porteuse superpose dessus en tant que 
sorties de redressement obtenues au moyen du redressement du signal 
de porteuse. 

En outre, le circuit de detection comprend un circuit de 

15 polarisation pour appliquer un potentiel continu predetermine £ un signal 
regu depuis I'antenne, un circuit de redressement pour extraire un signal 
de sous-porteuse superpose sur le signal de porteuse en redressant un 
signal repu depuis I'antenne au niveau du point de polarisation continue 
et un circuit d'amplificateur pour amplifier le signal de sous-porteuse 

20 extrait au niveau du point de polarisation continue. 

En outre, le moyen d'appreciation de niveau fonctionne pour 
appr6cier t lorsque le niveau de la composante continue envoy6e depuis 
le circuit de detection n'est pas inf6rieur £ un premier niveau, qu'une 
carte IC de proximite n'est pas dans le champ RF. En outre, le moyen 

25 d'appreciation de niveau fonctionne pour appr6cier, lorsque le niveau de 
la composante continue envoy6e depuis le circuit de detection n'est pas 
superieur au premier niveau et n'est pas inferieur d un second niveau , 
qu'une carte IC de proximite est presente dans le champ RF. En outre, le 
moyen d'appreciation de niveau fonctionne pour apprgcier, lorsque le 

30 niveau de la composante continue envoy6e depuis le circuit de detection 
n'est pas superieur au second niveau, qu'un objet autre que la carte IC 
de proximite est present dans le champ RF. 
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Additionnellement, le moyen depreciation de niveau comporte 
des seuils d'un type d6clencheur de Schmitt pour emp§cher une 
variation du r6sultat d'appr6ciation du niveau dans le cas ou le niveau de 
la composante continue est au voisinage du premier ou second niveau. 
5 Selon une variante, le moyen d'appr6ciation de niveau comporte un 
circuit de minuterie de masquage depreciation dont la dur6e de 
masquage n'est pas inf&rieure d la periode du signal de sous-porteuse 
pour empficher une variation du r6sultat d'appr6ciation du niveau dans 
un tel cas. 

10 Le circuit permettant de detecter la presence ou I'absence d'une 

carte de proximite est pr6vu dans le dispositif de couplage de proximite. 
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

Ces caracteristiques, objets et avantages de la prfesente 
invention ainsi que d'autres apparaTtront au dans la description qui suit 
15 de modes de realisation prefers, par report aux dessins ou des index de 
reference identtques designent des parties identiques ou se 
correspondant sur les plusieurs vues, et parmi lesquels : 

la figure 1 est un dessin qui repr6sente de maniere sch6matique 
la constitution d'un exemple d'une PICC ; 
20 la figure 2 est un dessin qui repr6sente un exemple de I'interface 

de communication entre un PCD et une PICC ; 

la figure 3 est un dessin qui repr6sente la constitution de base 
d'un exemple de circuit permettant de detecter la presence ou I'absence 
d'une PICC selon la pr6sente invention ; 
25 la figure 4 est un dessin qui represente un mode de realisation 

d'une partie d'un circuit de detection de carte de la figure 3 ; 

la figure 5 est un dessin qui represente un exemple de formes 
d'onde d'entr6e et de sortie de la partie d'un circuit de detection de carte 
de la figure 4 ; 

30 la figure 6A est un dessin qui represente un mode de realisation 

d'une partie de circuit de detection de tension de la figure 3 ; 

la figure 6B est une table de v6rite qui illustre une operation 
depreciation logique du circuit de la figure 6A ; 
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la figure 7 est un diagramme de formes d'onde qui represente un 
exemple (1) d'une forme d'onde de signal typique pour appr6cier la 
presence ou I'absence d'une PICC ; et 

la figure 8 est un diagramme de formes d'onde qui represente un 
5 exemple (2) de la forme d'onde de signal typique pour apprecier la 
presence ou I'absence d'une PICC. 

DESCRIPTION D£TAILL£E DES MODES DE REALISATION 

pr£f£r£s 

La figure 3 represente la constitution de base d'un mode de 

10 realisation d'un circuit permettant de detecter la presence ou ('absence 
d'une PICC selon la presente invention. 

Comme represente sur la figure 3, un circuit 30 permettant de 
detecter la presence ou Pabsence d'une PICC selon la presente 
invention comprend un circuit (plus precis6ment une partie de circuit de 

15 detection de carte) 21 pour la detection d'une sous-porteuse, lequel 
circuit correspond £ une partie de detection existante 21, et un circuit 
d'appr6ciation de niveau (plus pr6cis6ment une partie de circuit de 
detection de tension) 31 pour determiner le niveau d'une sortie de 
redressement de porteuse (composante continue) obtenue en 

20 redressant la porteuse lorsque la detection de la sous-porteuse est 
realisee. Selon ce mode de realisation, la detection de la presence ou de 
I'absence d'une PICC et sa discrimination sont r6alisees en utilisant la 
sortie de redressement de porteuse en provenance de la partie de circuit 
de detection de carte 21 et en determinant son niveau dans la partie de 

25 circuit de detection de tension 31 . 

Par consequent, le circuit 30 permettant de detecter la presence 
ou de I'absence d'une PICC selon la presente invention est considere 
comme etant obtenu en additionnant la fonction de detection de la 
presence ou de I'absence d'une PICC et celle de sa discrimination d la 

30 partie de detection existante 21. Ce circuit 30 produit tous les signaux 
qui suivent : 

(1 ) une sous-porteuse repr6sentant des donn6es re$ues ; 

(2) un signal indiquant la presence ou I'absence d'une carte ; et 
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(3) un signal indiquant une anomalie due £ la presence d'un 
conducteur eiectrique ou d'une substance magnetique. 

Ci-aprfes, un fonctionnement d'un mode de realisation de la 
presente invention sera decrit en details. 
5 La figure 4 represente un mode de realisation de la partie de 

circuit de detection de carte de la figure 3. En outre, la figure 5 
represente un exemple de la forme d'onde d'un signal d'entree applique 
sur la partie de circuit de detection de carte de la figure 4 et d'un signal 
de sortie en provenance de cette m6me partie de circuit. 

10 Comme repr6sente en (a) sur la figure 5, dans le cas ou une 

PICC est plac6e entre la partie de circuit de detection de carte et le 
PICC-R/W et dans une plage dans laquelle le PICC-R/W peut 
communiquer avec la PICC et dans laquelle la PICC n'emet pas de 
donn6es de communication, I'antenne 24 regoit un signal obtenu en 

15 superposant une sous-porteuse (presentant une frequence de sous- 
porteuse f s = 847 kHz) qui n'est pas modul6e BPSK sur un signal de 
porteuse (presentant une frequence de porteuse f c = 13,56 MHz). 

Dans le circuit de detection de la figure 4, un potentiel de 
polarisation fixe V B obtenu en divisant une tension d'alimentation au 

20 moyen d'une resistance (R1) 42 et d'une resistance (R2) 41 est applique 
sur le signal regu. Ce potentiel de polarisation fixe Vb a pour effet qu'un 
courant extrSmement faible est applique sur la base d'un transistor (Tr1) 
44 en permanence de telle sorte qu'un fonctionnement du transistor 
dans une region Iin6aire est assure ind6pendamment du niveau du 

25 signal d'entree. 

Le transistor 44 fonctionne d la fois en tant que tampon d'entr6e 
et en tant que diode de redressement. Un circuit de redressement pour 
realiser un redressement demi-onde sur un signal de porteuse 
(presentant une frequence de porteuse f c = 13,56 MHz) est constitue par 

30 le transistor 44, une resistance (R4) 45 et un condensateur (C1) 46. Une 
sortie de redressement du circuit de redressement est amplifi6e par un 
circuit d'amplificateur de retage suivant comme represente en (b) sur la 
figure 5. Puis le signal amplifie est 6mis en sortie depuis. Soit dit en 
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passant, un potentiel continu indique par "Vdc" est utilise pour apprecier 
la presence ou I'absence d'une PICC, comme il sera ctecrit 
ulterieurement. ceci est du au fait qu'un signal qui regoit une tension 
d6velopp6e aux bornes de I'antenne 4 varie en fonction de si oui ou non 
5 une PICC est presente dans une plage dans laquelle la PICC peut 
communiquer avec le PICC-R/W et au fait que, par consequent, un 
potentiel continu Vqc Q ui est une composante continue de la sortie du 
circuit de detection varie in6vitablement en fonction la presence ou 
I'absence de la PICC. 

10 C'est-&-dire que: 1) lorsqu'une PICC est absente, Timpedance 

spatiale croit de telle sorte que le potentiel continu V DC augmente, 2) a 
I'oppose, lorsqu'une PICC est pr6sente dans le champ RF, 1'impedance 
spatiale est dans une plage predetermine de telle sorte que le potentiel 
continu Vqc est dans une plage pr6determin6e, 3) en outre, lorsque par 

15 exemple une plaque en fer est pr6sente, Timp6dance spatiale devient 
extrSrnement faible de telle sorte qu'un potentiel continu faible V DC est 
obtenu. Soit dit en passant, une composante de sous-porteuse du signal 
de sortie du circuit d'amplificateur jouant le rfile de donn6es revues est 
modulfee BPSK dans une partie de demodulation d'un 6tage pr6c6dent 

20 (non repr6sent6). 

Les figures 6A et 6B represented un mode de realisation de la 
partie de circuit de detection de tension de la figure 3. 

En outre, les figues 7 et 8 represented des exemples de formes 
d'onde typiques des signaux & partir desquels la presence ou ('absence 

25 d'une PICC est appr6ci6e par la partie de circuit de detection de tension. 

La figure 6A represente un exemple d'un circuit permettant de 
decrire la fonction, le fonctionnement et les etats des signaux de la partie 
de circuit de detection de tension qui est dans la r6alite constitue par un 
circuit integre (appeie IC), un circuit £ transistors ou un circuit de matrice 

30 logique programmable (appeie PLA). 

Dans la partie de circuit de la figure 6A, un signal (voir (b) de la 
figure 5) en provenance du circuit de detection est entr6 sur les 
comparateurs 51 et 52 auxquels des seuils differents et V 2 sont 
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respectivement aliou6s. le seuil du comparateur 51 produit un niveau 
de signal d'appr6ciation pour effectuer une discrimination entre le cas de 
I'absence d'une PICC (correspondant au cas oD Vqc > v i) et le cas de 
sa presence (correspondant au cas ou Vqc<V 1 ) 1 comme represente 
5 sur la figure 7 et la partie (a) de la figure 8. En outre, le seuil V 2 du 
comparateur 52 produit un niveau de signal d'appr6ciation pour effectuer 
une discrimination entre le cas de la presence d'une PICC 
(correspondant au cas ou Vqc > V 2 ) e * ,e cas de la detection d'un objet 
stranger (plus pr6cis6ment un conducteur eiectrique ou une substance 
10 magnetique) tel qu'une plaque en fer (correspondant au cas ou 
V DC < v 2)» comme represents sur la figure 7 et la partie (b) de la figure 
8. 

La figure 6B represente une operation d'appr6ciation logique du 
circuit de la figure 6A. 

15 Dans le cas ou le niveau (c'est-d-dire le potentiel continu Vqc) 

d'un signal d'entr6e est sup6rieur £ V 2 et est inferieur d V<\ (c'est-^-dire 
que V2<Vdc <v i), un signal OM (indiquant la presence d'une carte) 
represente "1". dans ce cas, il est indiqufe qu f une PICC est pr6sente 
dans le champ RF. Le circuit de la figure 6A regoit des signaux de 

20 porteuse presentant des niveaux de signal qui sont dans une plage 
pr6determin6e de niveaux correspondant aux valeurs de I'impedance 
spatiale du champ RF. Le niveau de sortie Vqc de la partie qui a realise 
la detection et le redressement d'un tel signal de porteuse est dans la 
plage entre les seuils et V 2 (c'est-a-dire que V 2 < Vqc < Vi), comme 

25 represente sur la figure 7. Par consequent, ce circuit regoit un signal 
obtenu en superposant un signal de sous-porteuse sur le signal de 
porteuse. 

Dans le cas ou le niveau V DC d'un signal d'entr6e n'est pas 
inferieur a \A| (c'est-a-dire < V DC ), un signal OH (indiquant I'absence 
30 d'une carte) represente "1". dans ce cas, il est indique qu'une PICC n'est 
pas dans le champ RF. En outre, I'impedance spatiale du champ RF 
croit. Par consequent, le niveau de sortie Vqc de la partie qui a realise la 
detection et le redressement du signal de porteuse d'entree n'est pas 
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inf6rieur £ V! (c'est-£-dire V 1 < Vqc). comme repr6sente en (a) de la 
figure 8. En outre, une PICC plac6e d I'exterieur du champ RF n'est pas 
activee. Par consequent, aucun signal de sous-porteuse n'est envoys 
depuis la PICC. Par consequent, la sortie de la partie qui a redresse le 
5 signal de porteuse est un signal pratiquement continu. 

Dans le cas ou le niveau Vqc d'un signal d'entr6e n'est pas 
superieur d V 2 (c'est-S-dire que Vqc ^ v 2>» un signal OL (indiquant une 
anomalie) repr6sente "1". Dans ce cas, la presence d'un objet etranger 
(par exemple un conducteur electrique ou une substance magnetique) 

10 tel qu'une plaque en fer est detectee & partir d'une chute extremement 
importante de rimp6dance spatiale du champ RF. Comme repr6sente en 
(b) de la figure 8, le niveau de sortie Vqc de la partie qui a realise la 
detection et le redressement du signal de porteuse regu n'est pas 
superieur a V 2 (c'est-a-dire que V D c < V 2 ). En outre, naturellement, 

15 aucun signal de sous-porteuse n'est envoye depuis la PICC. Par 
consequent, la sortie de la partie qui a redresse le signal de porteuse 
repu est un signal continu approche. 

Par consequent, selon la presente invention, un circuit 
eiectronique ordinaire d'une structure extremement simple peut 

20 apprecier la presence ou I'absence d'une PICC et detecter un objet 
6tranger (tel qu'un conducteur electrique ou qu'une substance 
magnetique). Dans le premier cas, la presente invention eiimine la 
necessite de pr6voir un circuit special tel qu'un composant optique dans 
le circuit pour detecter la presence ou I'absence d'une PICC. Dans le 

25 second cas, la presente invention eiimine la necessite d'un circuit special 
pour detecter un objet etranger. Soit dit en passant, lorsqu'un objet 
etranger (tel qu'un conducteur electrique ou qu'une substance 
magnetique) est detecte, par exemple une operation de commande pour 
limiter une sortie de porteuses est r6alis6e en r6ponse d un signal qui 

30 indique qu'un objet etranger est detecte. Ceci empfiche que des 
composants tels que des amplificateurs d'un etage d'6mission de signal 
ne soient endommag6s par une surintensite electrique. 
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En outre, comme repr6sente de fagon simple sur la figure 7, dans 
le cas ou une forme d'ode redress6e inclut une composante de sous- 
porteuse et ou la composante continue V D c est proche du seuil V 1 ou 
V2, il y a une crainte que les valeurs ou niveaux logiques representes au 
5 niveau du tableau de la figure 6B soient obtenus de fagon instable. Les 
mesures qui suivent peuvent etre prises £ rencontre de cette crainte de 
manifere £ empecher une variation du r6sultat d'une appreciation de 
niveau dans une p6riode du signal d'entr6e. Par exemple, les seuils 
et V2 d'un circuit de Schmitt simple sont utilises en tant que seuils V-j et 
10 V2. Selon une variante, une minuterie de masquage (dont la duree de 
masquage T est 6gale d la p&riode d'une sous-porteuse est pr6vue dans 
le circuit. 

Comme d6crit ci-avant, selon la presente invention, on propose 
un circuit permettant de detecter la presence ou I'absence d'une PICC, 

15 lequel circuit detecte la presence ou I'absence d'une PICC en utilisant un 
circuit simple forme de mani&re & §tre d'un seuf tenant avec la partie de 
detection (DET) existante 21 et qui detecte simultan6ment une PICC 
dans un PICC-R/W sans pr6voir le circuit d£die d la detection de la 
presence ou de Tabsence d'une PICC s6parement du circuit dedie d la 

20 detection d'une PICC, d la difference du circuit classique. 

Le circuit permettant de detecter la presence ou ('absence d'une 
PICC selon la pr6sente invention utilise des signaux redresses qui sont 
emis en sortie depuis une partie de detection existante et il est constitue 
seulement en ajoutant un circuit electronique simple d la partie de 

25 detection existante. Par consequent, le circuit forme de maniere & etre 
d'un seul tenant avec la partie de detection est realise aisement en etant 
constitue en tant que IC ou en utilisant un PLA. Le circuit de la presente 
invention satisfait la demande quant d des reductions du nombre de 
composants, de I'aire de montage et des couts des composants. 

30 Bien que les modes de realisation pr6sentement pr6fer6s de la 

pr6sente invention aient 6t6 d6crits ci-avant, il doit etre compris que la 
presente invention n'est pas limitee d ceux-ci et que d'autres 
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modifications apparaTtront d I'homme de Tart sans que Ton s'ecarte de 
I'esprit et du cadre de invention . 

Le cadre de la prfesente invention doit par cons6quent etre 
d6termin6 seulement par les revendications annex6es. 
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REVENDICATIONS 



1 . Circuit pour d£tecter la presence ou I'absence d'une carte IC 
de proximite, caracterise en ce qu'il comprend : 

une antenne (24) pour recevoir un signal de porteuse emis en 
sortie sur une carte IC de proximite ; 
5 un moyen de detection de composante continue (21) pour 

redresser un signal de porteuse re?u depuis ladite antenne (24) et pour 
detecter une composante continue du signal de porteuse re?u ; et 

un moyen d'appr6ciation de niveau (31) pour determiner un 
niveau de la composante continue detectee par ledit moyen de detection 
10 de composante continue (21) et pour appr&cier, lorsque le niveau de la 
composante continue est dans une plage pred6termin6e, qu'une carte IC 
de proximite est pr6sente dans un champ RF. 

2. Circuit pour detecter la presence ou Pabsence d'une carte IC 
de proximite selon la revendication 1 , caracterise en ce que ledit moyen 

15 de detection de composante continue (21) est un circuit de detection 
pour detecter un signal de sous-porteuse qui est envoye depuis une 
carte IC de proximite et qui est superpose sur le signal de porteuse et en 
ce que ledit circuit de detection 6met en sortie la composante continue et 
le signal de sous-porteuse superpose dessus en tant que sorties de 

20 redressement obtenues en redressant le signal de porteuse. 

3. Circuit pour detecter la presence ou ('absence d'une carte IC 
de proximite selon la revendication 2, caracterise en ce que ledit circuit 
de detection (21) comprend : 

un circuit de polarisation (R1, R2) pour appliquer un potentiel 
25 continu predetermine d un signal re?u depuis ladite antenne ; 

un circuit de redressement (44) pour extraire la composante 
continue du signal de porteuse et d'un signal de sous-porteuse 
superpose dessus en redressant un signal regu par et envoye depuis 
ladite antenne en un point de polarisation ; et 
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un circuit d'amplificateur (48) pour amplifier la composante 
continue et le signal de sous-porteuse extrait au niveau de ce point de 
polarisation. 

4. Circuit pour detecter la presence ou I'absence d'une carte IC 
5 de proximity selon la revendication 1 , caracterise en ce que ledit moyen 

d'appr6ciation de niveau (31) fonctionne pour appr6cier, lorsque le 
niveau de la composante continue envoy6e depuis ledit circuit de 
detection n'est pas inferieur d un premier niveau, qu'une carte IC de 
proximity n'est pas dans le domaine RF, ledit moyen depreciation de 

10 niveau fonctionne pour appr6cier, lorsque le niveau de la composante 
continue envoy6e depuis ledit circuit de detection est non sup6rieur au 
premier niveau et non inferieur d un second niveau, que la carte IC de 
proximite est pr6sente dans le champ RF et ledit moyen ^appreciation 
de niveau fonctionne pour appr6cier, lorsque le niveau de la composante 

15 continue envoyee depuis ledit circuit de detection n'est pas superieur au 
second niveau, qu'un objet autre que la carte IC de proximite est present 
dans le champ RF. 

5. Circuit pour detecter la presence ou I'absence d'une carte IC 
de proximite selon la revendication 4, caracterise en ce que ledit moyen 

20 d'appr6ciation de niveau (31) comporte des seuils d'un type dedencheur 
Schmitt pour empdcher la variation du r6sultat ^appreciation concernant 
le niveau lorsque le niveau de la composante continue est au voisinage 
du premier ou second niveau. 

6. Circuit pour detecter la presence ou I'absence d'une carte IC 
25 de proximite selon la revendication 4, caracterise en ce que ledit moyen 

depreciation de niveau (31) comporte un circuit de minuterie de 
masquage d'appr6ciation dont la dur6e de masquage n'est pas inferieure 
a une periode du signal de sous-porteuse pour empScher la variation du 
resultat depreciation concernant le niveau lorsque le niveau de la 
30 composante continue est au voisinage du premier ou second niveau. 

7. Circuit pour detecter la presence ou I'absence d'une carte IC 
de proximite selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il est pr6vu 
dans un dispositif de couplage de proximite. 
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